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【Interference Technology 日本版】109号は、新規翻訳の記事3件をお届けします。

「PCB設計におけるEMI：常識のウソ・ホント」は、多くの設計者にとっ
て「目からウロコ」が期待できる内容です。EMIとEMCは永遠の課題で
あるにもかかわらず、数多くの誤解が存在することを示し、その解決策
も解説しています。特に、PCB設計での長年にわたるEMI対応の誤解
について、対処方法を詳述。具体的には、グランドプレーン、アナログ信
号とデジタル信号の分離、銅ベタとステッチングビア、直角トレースな
どです。

2本目の記事は、トレースのSパラメータを測定したときのS11とS21

について実測とシミュレーションの結果がなぜそうなるかを解説し
ています。最終的にSパラメータからは信頼性だけでなく洞察も得ら
れ、よりスマートなシミュレーションや明確な相関関係、全体的なシ
グナルインテグリティの向上を実現できると主張する内容です。

最後はテストプランの重要性がわかる記事で、各種イミュニティ試験の概要を述べ、その障害判定の難しさを解説しています。判定が難しい
のは、必ずしも障害がすぐわかるような現象として現れないこと、その現象が製品仕様に対して重要かどうかの判断が必要になるからです。
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～特集記事「何を測定したのか？～Sパラメータを信頼するために知っておく
べき4つのチェック」より～　
図１．Sパラメータ解析において、S11は反射係数、S21は伝送係数を表す。
S11 と S21 を調べることで、S パラメータのデータに対して自信が得られる。




